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Prerequisits

Es recomanable haver aprovat les assignatures de primer curs de Matematiques i Fisica General: Electricitat i
Magnetisme, aixi com cursar simultaniament I'assignatura Eines Matematiques de segon.

Objectius

L'objectiu principal és proporcionar els conceptes basics, amb especial émfasi als aspectes practics, per a la
implementacié de sistemes d'instrumentacié electronica per a I'acondicionament i el processat de senyals.
S'inclou aqui la capacitat de ser autonom en el maneig dels principals equips d'instrumentacié electronica, en
el muntatge d'amplificadors i filtres basics aixi com també en la simulacié del comportament de circuits
electronics

Resultats d'aprenentatge

1. CM25 (Competéncia) Proposar métodes de sintesi, fabricacié i caracteritzacié optims en funcié de les
propietats i funcionalitats desitjades dels nanosistemes.

2. CM25 (Competencia) Proposar métodes de sintesi, fabricacio i caracteritzacié optims en funcié de les
propietats i funcionalitats desitjades dels nanosistemes.

3. KM45 (Coneixement) Reconeixer els fonaments per al processament del senyal eléctric: amplificacio,
filtratge i conversié analogic-digital i digital-analogic.

4. SM37 (Habilitat) Sintetitzar i caracteritzar nanomaterials, aixi com micro- i nanosistemes simples.

5. SM37 (Habilitat) Sintetitzar i caracteritzar nanomaterials, aixi com micro- i nanosistemes simples.

6. SM37 (Habilitat) Sintetitzar i caracteritzar nanomaterials, aixi com micro- i nanosistemes simples.

7. SM38 (Habilitat) Determinar les caracteristiques fisicoquimiques de microsistemes mitjangant
instrumentacioé electronica i de control.

8. SM38 (Habilitat) Determinar les caracteristiques fisicoquimiques de microsistemes mitjangant
instrumentacio electronica i de control.

9. SM39 (Habilitat) Dur a terme processos de micro- i nanofabricacié per a I'obtencié de dispositius i
sistemes en la nanoescala.

10. SM39 (Habilitat) Dur a terme processos de micro- i nanofabricacié per a l'obtencié de dispositius i

sistemes en la nanoescala.



11. SM40 (Habilitat) Utilitzar eines digitals i fonts documentals per a obtenir, analitzar i presentar informacio
de manera critica en I'ambit de la nanotecnologia.

12. SM40 (Habilitat) Utilitzar eines digitals i fonts documentals per a obtenir, analitzar i presentar informacié
de manera critica en I'ambit de la nanotecnologia.

13. SM40 (Habilitat) Utilitzar eines digitals i fonts documentals per a obtenir, analitzar i presentar informacié
de manera critica en I'ambit de la nanotecnologia.

Continguts

1. Teoria de circuits. Elements, variables i equacions dels circuits eléctrics. Teoremes de la teoria del circuit.
Propietats, caracteristiques i comportament dinamic de components eléctrics passius.

2. Instruments basics de mesures electriques. Oscil.loscop. Multimetres. Fonts i generadors de funcions.
Sondes passives i actives.

3. Circuits i sistemes per al processat del senyal. Amplificacid, Filtrat i Conversié analdgics-digitals i
digitals-analogics.

4. Automatitzacié d'equips de mesura. Principals caracteristiques i limitacions. Targes d'adquisicio.
Instrumentacio6 virtual: hardware i software.

Activitats formatives i Metodologia

Titol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de problemes 10 0,4 CM25, KM45, SM37, SM38, SM40
Classes teoriques 15 0,6 CM25, KM45, SM37, SM38
Laboratori 30 1,2 CM25, KM45, SM37, SM38, SM39, SM40

Tipus: Supervisades

Resolucié de casos 10 0,4 CM25, SM37, SM38, SM40

Tutories 15 0,6 CM25, KM45, SM37, SM38, SM40

Tipus: Autdonomes

Estudi per a I'assimilacié de conceptes 30 1,2 CM25, KM45, SM37, SM38

Lectura, resolucio i redaccio dels informes del laboratori 30 1,2 CM25, KM45, SM37, SM38, SM40

Classes teoriques. Explicacio per part del professor dels conceptes fonamentals de cada un dels temes. Part
dels conceptes s'introduiran com a resolucié de casos especifics.

Classes de problemes. Resolucié i discussio per part del professor de part dels exercicis i problemes entregats
als estudiants.

Classes de practiques. Realitzacié de practiques en el laboratori especific d'electronica. Part de les practiques
tindran un guié especific i requeriran una resolucié préevia a partir de calculs matematics o bé fent Us d'una



eina de simulacio eléectrica. Les dues ultimes sessions de practiques inclouran dissenys proposats pels
estudiants per a resoldre un cas practic que se'ls plantejara.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, per a la
complementacio per part de I'alumnat de les enquestes d'avaluacié de I'actuacié del professorat i d'avaluacio
de l'assignatura/modul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, per a la

complementacio per part de lI'alumnat de les enquestes d'avaluacié de I'actuacié del professorat i d'avaluacio

de l'assignatura/modul.

Avaluacié

Activitats d'avaluacio continuada

Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluacié Laboratori 40% 2 0,08 CM25, KM45, SM37, SM38, SM39, SM40
Entrega problemes cas 15% 2 0,08 CM25, KM45, SM37, SM38, SM40
Examens escrits 45% 6 0,24 CM25, KM45, SM37, SM38

L'avaluacio de I'assignatura tindra 3 apartats diferenciats:

a) Es realitzara obligatoriament dos examens escrits sobre els conceptes impartits a les classes de teoria i de
problemes. A final de curs es fara un darrer examen final per tal de que els estudiants puguin aprovar o
millorar la seva qualificacio. El pes d'aquest examen escrit és del 45%. Caldra tenir una qualificacié minima de
4,5 en aquest apartat per fer la ponderacid. Per presentar-se a aquest examen final caldra haver-se presentat
als dos examens parcials. Si un estudiant no es presenta a 1 dels examens parcials es considerara "no
avaluable".

b) Es plantejaran uns problemes de disseny que els estudiants hauran d'entregar en la data assenyalada.
Aquests problemes entregats tindran un pes del 15% a la nota final. Es tracta d'una activitat no recuperable.

c) Les practiques, que son obligatories i no recuperables, tindran un pes final del 40%. L'avaluacio6 de les
mateixes es fara amb 2 qualificacions: - Document escrit amb els resultats experimentals de les practiques,
valorant-en especialment la interpretacié i discussié dels resultats en comparacié amb els esperats
tedricament i/o simulats préviament, 90%; - Participacio activa a les sessions de laboratori (amb la possibilitat
d'examen oral al laboratori per a valorar individualment la participacio), 10%.

Per obtenir una qualificacié de Matricula d'Honor (que es pot donar al 5% del nombre d'alumnes matriculats),
caldra tenir notes per sobre de 9 a tots els apartats i amb un promig final per sobre de 9.3

Avaluacio unica L'alumnat que s'hagi acollit a la modalitat d'avaluacio unica haura de realitzar una prova final
que consistira en un examen de tot el temari tedric i de problemes de l'assignatura. A més haura de fer
entrega dels informes de totes les practiques realitzades. Aquesta prova es realitzara el dia en que els
estudiants de l'avaluacié continua fan I'examen del segon parcial. La qualificacié de I'estudiant sera: Nota de
I'assignatura = (Nota de la prova final - 60% + Nota de laboratori - 40%)/100 Si la nota final no arriba a 5,
I'estudiant té una altra oportunitat de superar I'assignatura mitjangant I'examen de recuperacio que se
celebrara en la data que fixi la coordinacio de la titulacid. En aquesta prova es podra recuperar el 60% de la
nota corresponent a la part de teoria i problemes. La part de practiques no és recuperable."
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Programari
-Pspice de Orcad (versi6 estudiant)

-Labview (programari al laboratori i versio lliure per a I'aprenentatge en remot)

Llista d'idiomes

Nom Grup Idioma Semestre Torn
(PAUL) Practiques d'aula 1 Catala segon quadrimestre tarda
(PAUL) Practiques d'aula 2 Catala segon quadrimestre tarda
(PLAB) Practiques de laboratori 1 Catala segon quadrimestre mati-mixt
(PLAB) Practiques de laboratori 2 Catala segon quadrimestre mati-mixt
(PLAB) Practiques de laboratori 3 Anglés segon quadrimestre mati-mixt

(TE) Teoria 1 Catala segon quadrimestre tarda




